


试验项目：可靠性试验

试验目的：验证样品可靠性

试验产品：MINI USB 10P外壳前插后贴

委托日期:2014-10-22

委托单位:品质部 

测试类别:第一批

作成 审核 核准

深圳市华宇创精密电子有限公司
可靠性测试报告

张
巧

邱
国
夷

付
蓉

报告编号:20141022-01



试验项目:全功能              送样单位：工程部

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

实验计划：

1 正向力 60gf Min. 1～5 OK

2 耐插拔
外观无破损及变形,接触电阻≤

50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ
6～10 OK

3 绝缘阻抗 ≥1000MΩ 11～15 OK

4 接触电阻 ≤30mΩ 16～20 OK

5 耐电压 无击穿和飞弧现象 21～25 OK

6 耐热性
接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥

100MΩ.外观应无损伤,端子不松
动

26～30 OK

7 耐寒性
接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥

100MΩ.外观应无损伤,端子不松
动

31～35 OK

8 耐湿性
接触电阻≤50mΩ
绝缘电阻≥100MΩ

外观应无损伤,端子不松动
36～40 OK

9 温度变化
接触电阻≤50mΩ
绝缘电阻≥100MΩ

外观应无损伤,端子不松动
41～45 OK

10 上板 产品无虚焊,假焊现象 46～50 OK

11 ROHS 产品需符合我司管控标准 51～55 OK

12   盐雾测试   外观无明显腐蚀 56～60 OK

试验结果：经试验,样品每项测试都符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28 审核: 邱国夷

保存期限：三年

深圳市华宇创精密电子有限公司

新产品试验报告

序
号

试验项目 试验条件 试验标准 样品编号 试验结果

作成：张巧

使用ROHS测试仪测试样品,测试时间
200s

钢网厚度0.08mm,IR炉温度260±5℃,
持续时间12s

先在温度为-40±2℃环境中放置96小
时,取出于常温常湿中放置1小时

在温度为40±2℃,湿度为90～95%环
境中放置96小时后,取出于常温常湿

中放置30分钟

在-40+/-3℃中放置30分钟,然后在常
温25℃中放置10～15分钟,接着在

70+/-2℃中放置30分钟,最后在常温
中放置最多10～15分钟,如此循环五

次后,常温常湿中放置1小时

盐水浓度：5±1% 实验温度：35±2
℃  持续时间：镀金区48/8小时

测试批次:第一批

             送样日期:2014-10-22

先在温度为85±2℃环境中放置96小
时,取出于常温常湿中放置1小时

AC 500V 持续1分钟

  报告编号:20141022-01

在同一测量方向用标准的测力治具及
专用测试设备(下压1.0mm)

             

使用模拟测试卡进行插入拔出操作
3000次,测试速度为400-600次每小时

N/A

DC 250V 持续1分钟



试验项目:正向力

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

Pin Pin Pin

72 78 75

74 72 76

75 76 75

75 70 73

73 74 74

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28 审核: 邱国夷

保存期限：三年

60gf Min.

 

测试批次:第一批              

在同一测量方向用标准的测力治具及专用测试设备(下压1.0mm)

拉拔力测试仪（F05-001）

                        Pin
端子弹力

样品1

样品2

样品3

样品4

样品5

作成：张巧

 深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01



试验项目:耐插拔

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

PIN1 PIN2 PIN3

32 28 30

31 29 32

32 31 29

28 31 30

31 32 32

Pin1-2 Pin2-3

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                  审核： 邱国夷

保存期限：三年

             

样品7

样品8

样品8

 

样品6 样品7 样品8 样品9

样品9

样品10

样品9

样品10

                               PIN
绝缘电阻

样品6

OK

                               PIN
 接触电阻

样品6

样品7

OK OK OK OK

样品10

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

外观无破损 接触电阻≤50mΩ

使用模拟压块进行下压接触PIN的距离为1.0mm,连续3000次，测试速度400-600次每小时

             送样单位：工程部

寿命测试仪（C02-001）

测试批次:第一批



试验项目:绝缘电阻

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

Pin1-2 Pin2-3

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28      作成：张巧               审核：邱国夷

保存期限：三年

测试批次:第一批              

样品15

样品11

样品12

样品13

样品14

 深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

试验结果

绝缘电阻测试仪（E01-001）

 

加DC  250V的电压于相临两接触件之间一分钟

≥1000MΩ

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01



试验项目:接触电阻

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

pin1 pin2 pin3

21 23 21

23 25 22

24 24 23

25 23 22

25 24 21

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                  审核： 邱国夷

保存期限：三年

             

  深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

微电阻测试仪（E02-001）

 

模拟电池接触端与端子间的接触电阻应满足要求，测试电流100mA以下

≤30mΩ

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

测试批次:第一批

试验结果

样品16

样品17

样品20

样品18

样品19



试验项目:耐电压

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

Pin1-2 Pin2-3

PASS PASS

PASS PASS

PASS PASS

PASS PASS

PASS PASS

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                  审核：邱国夷

保存期限：三年

样品24

样品25

无击穿和飞弧现象

试验结果

样品21

样品22

样品23

端子与端子之间和端子与塑胶之间的绝缘应能承受50HZ/60HZ，500V AC电压一分钟的作用

 深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

耐电压测试仪（E01-002）

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

测试批次:第一批              



试验项目:耐热性

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

PIN1 PIN2 PIN3

31 34 29

33 32 33

30 31 34

33 29 31

35.57 24.21

Pin1-2 Pin2-3

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                   审核：邱国夷

保存期限：三年

 深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

OK OK OK

测试批次:第一批              

样品29

样品30

                               PIN
绝缘电阻

样品26

样品26 样品27 样品28

高温烤箱（T04-003）

 

样品30

先在温度为85±2℃环境中放置96小时,取出于常温常湿中放置1小时

样品29

接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ.外观应无损伤,端子不松动

样品26

样品27

样品28

OK

                               PIN
 接触电阻

OK

样品27

样品28

样品29

样品30



试验项目:耐寒性

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

PIN1 PIN2 PIN3

33 30 33

32 29 31

32 29 31

33 32 32

32 31 32

Pin1-2 Pin2-3

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                   审核：邱国夷

保存期限：三年

  深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

可编程恒温恒湿机(C03-006)

测试批次:第一批              

                               PIN
 接触电阻

样品31

先在温度为-40±2℃环境中放置96小时,取出于常温常湿中放置1小时

接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ.外观应无损伤,端子不松动

 

样品31 样品32 样品33 样品34 样品35

OKOK OK OK OK

样品32

样品33

样品34

样品35

                               PIN
绝缘电阻

样品31

样品32

样品33

样品34

样品35



试验项目:耐湿性

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

PIN1 PIN2 PIN3

29 31 30

33 32 31

32 30 33

31 30 33

33 35 32

Pin1-2 Pin2-3

849.2GΩ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28           作成：张巧                  审核： 邱国夷

恒温恒湿机（C03-002）

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

测试批次:第一批              

  深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

样品39

样品38 样品39 样品40

接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ,外观应无损伤,端子不松动

在温度为40±2℃,湿度为90～95%环境中放置96小时后,取出于常温常湿中放置30分钟

                               PIN
 接触电阻

样品36

OKOK OK OK OK

样品36 样品37

样品39

样品40

样品37

样品38

样品37

样品38

样品36

样品40

                               PIN
绝缘电阻



试验项目:温度变化

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

PIN1 PIN2 PIN3

35 29 32

31 29 35

33 32 29

30 34 33

35 34 35

Pin1-2 Pin2-3

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28       作成：张巧                     审核： 邱国夷

保存期限：三年

             

OK OK

冷热冲击机（C03-005）

OK

在-40+/-3℃环境中放置30分钟,然后在常温中放置10～15分钟,接着在70+/-3℃中放置
30分钟,循环五次,常温常湿中放置1小时,1小时内测定

接触电阻≤50mΩ,绝缘电阻≥100MΩ,外观应无损伤,端子不松动

样品44

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

样品41

                               PIN
绝缘电阻

                               PIN
 接触电阻

样品41

样品42

样品43

样品44

测试批次:第一批

  深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

样品45

OK OK

样品41

样品42

样品43

样品44

             送样单位：工程部

样品45样品42 样品43

样品45



试验项目:上板

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28          作成：张巧                 审核：邱国夷

保存期限：三年

OK

样品50样品46 样品47 样品48 样品49

OK OK OK OK

产品无虚焊,假焊现象

钢网厚度0.10mm,IR炉温度255±5℃,持续时间12s  MIN

深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

IR炉（T04-007）

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

测试批次:第一批              



试验项目:ROHS

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

有机物 无机物 有机物 无机物 有机物 无机物 有机物 无机物 有机物 无机物

100 300

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28          作成：张巧                 审核：邱国夷

保存期限：三年

             

ND塑胶 ND ND ND

样品55

外观

 

外壳 ND

端子 ND

深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

试验方法:使用ROHS测试仪测试样品,测试时间:200s

判定标准:产品符合我司管控标准

试验数据:

ROHS测试仪（C01-004）

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

测试批次:第一批

 

OK

样品51 样品54

900

样品52 样品53

OK OK OK

溴(Br)

管控标准
300 5 300

ND ND

汞(Hg) 镉(Cr)

ND

NDND

ND

ND

ND

Cr:经化学方法验证,此产品中Cr不含Cr
6+

铅(Pb)

拉杆 ND ND

ND ND

弹簧

滑块 ND ND ND

ND

样品编号

ND

六价铬(Cr6+)管控项目

ND

OK

ND ND



试验项目:盐雾试验

试验目的:验证产品可靠性

样品料号:HYC14-USBC10-075

试验设备：

试验方法：

判定标准：

试验数据：

样品编号

试验结果

试验结果：经试验,样品符合标准

判定：合格

报告日期：2014-10-28          作成：张巧                 审核：邱国夷

保存期限：三年

OK

             送样单位：工程部

                送样日期:2014-10-22

                 报告编号:20141022-01

             

OK

盐雾试验机(C03-003)

OK OK OK

盐水浓度:5±1%,实验温度:35±2℃,测试时间:镀金区48/8小时,  测试后水洗,干燥

外观无明显腐蚀

样品60样品57 样品58

  深圳市华宇创精密电子有限公司
试验报告

样品59样品56

测试批次:第一批
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